奈米微粒附著於薄膜晶圓表面的

偏振散射光量測技術

本文將探索由薄膜晶圓表面上奈米微粒所發出的平面外散射光和其角度相依性，量測中心自行設計並使用一個多角度調整光散射儀，量測由不同粒徑大小的奈米微粒在薄膜晶圓表面上所發出的散射光，並將量測實驗結果與理論計算結果比較。
本文所採用的散射理論為米氏表面交互影響模型(Mie-surface Double-interaction Model)，可以計算奈米微粒散射光的雙向橢圓參數(Bidirectional Ellipsometric Parameters)的角度相依性。

亦即雙向橢圓參數隨著散射光極角和散射光方位角變化的情形，相關的試件準備和理論實驗過程將完整的描述和討論。
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